
 

 JSM-7900Fمدل  FESEM ر میدانینش میکروسکوپ الکترونی روبشی

 

 Jeolشرکت  کشور ژاپن است . Jeolمحصول شرکت  JSM-7900Fمدل  FESEM یدانینشر م یروبش یالکترون کروسکوپیم

از برترین تولیدکنندگان محصولات میکروسکوپ الکترونی در جهان می باشد که در بسیاری از مراکز علمی ، آزمایشگاهی و صنعتی 

 یبرا JSM-7900Fمدل  SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی ( SHL) دیجد دیبریلنز سوپر ه مورد استفاده قرار می گیرد.

 .می دهد ارائه را داریپا آنالیز  Schottkyنوع  یتفنگ الکترون. شود یاستفاده مکیفیت بالای تصویر به  یابیدست

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 معرفی محصول

 محصولات میکروسکوپ الکترونیو بهترین از برترین  JSM-7900Fمدل  FESEM یدانینشر م یروبش یالکترون کروسکوپیم

با هدف تسهیل تحقیقات و پیشرفت های تکنولوژیکی برای نسل  Jeolشرکت  .است Jeolشرکت  FE-SEM روبشی انتشار میدانی

با ،  JSM-7900Fمدل  FE-SEMانتشار میدانی میکروسکوپ الکترونی روبشی . این محصول را طراحی کرده اندهای آینده 

ایی بالاتر و همچنین عملکرد چند منظوره را مکانی فوق العاده و کار وضوح تصویر آنالیزتصویربرداری با وضوح تصویر فوق العاده بالا، 

نسل جدید، بهترین قابلیت اطمینان داده را با سهولت  JSM-7900Fمدل  SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی ترکیب می کند. 

 عملیات فوق العاده ارائه می دهد.

میکروسکوپ الکترونی روبشی  یژگیو کی "Neo Engine" ک،یاتومات یکنترل لنز و تکنولوژ ستمیبه دست آمده از س دیجد تیقابل

 یریناپذ رییکند، تغ یم رییالکترون تغ ینور تیوضع نکهی. با وجود ارا دارا می باشد JSM-7900Fمدل  FE-SEM گسیل میدانی

 ستمیس نیا .را می دهد پروب انیدر هر ولتاژ شتاب دهنده و جر سانو آ عیسرتصویر برداری پرتو وجود دارد، که اجازه  یدر هماهنگ

 .می باشد Jeol توسط شرکت یالکترون شرفتهیپ ینمونه برتر از تکنولوژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 JSM-7900Fمدل  FESEM یدانینشر م یروبش یالکترون کروسکوپیمویژگی های 

مدل  FESEM یدانینشر م یروبش یالکترون کروسکوپیمدر  In-lens Schottky Plus FEGسیستم  •

JSM-7900F 

به همراه تفنگ  Schottkyبا بهره گیری از لنز  JSM-7900Fمدل  FE-SEM گسیل میدانیمیکروسکوپ الکترونی روبشی 

که  ییبخشد. الکترون ها یرا بهبود م کندانسور با انحراف کم شفافیت تصویرو لنز  یلکترونبا ترکیب تفنگ ا( FEG) انتشار میدانی

توانند به  یشوند م یم دیتول JSM-7900Fمدل  FE-SEM یدانیم انتشار یروبش یالکترون کروسکوپیم یتوسط تفنگ الکترون

 نییشتاب دهنده پا یدر ولتاژ ها یحتاز چند پیکو آمپر به چند ده نانو آمپر  بیپروب را به ترت یها انیطور موثر متمرکز شوند و جر

 فعال کنند. 

 

  

 کروسکوپیمدر  SHLلنز سوپر هیبرید  •

 FESEM یدانینشر م یروبش یالکترون

 JSM-7900Fمدل 

مدل  SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی  شیئیلنز 

JSM-7900F  دیبریهسوپر (SHL است که شامل )

 دانیاست که با م کیالکترواستات یسیمغناط دانیم

دارد. کاهش وضوح  یهمپوشان کیالکترواستات یکیالکتر

به خصوص در ولتاژ شتاب کم باعث  ،یو کرو کیکرومات

را  یسیمغناط دانیاثرات م SHLشود.  یرزولوشن م بهبود

مشاهدات مواد  نیبنابرا ند،ک ینمونه اعمال نم یبر رو

-JSMمدل  FESEM یدانیانتشار م یروبش یالکترون کروسکوپیمدر تواند بدون مشکل  یم EBSD لیو تحل هیو تجز یسیمغناط

7900F .انجام شود 



 

 JSM-7900Fمدل  SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی در  GBSHسیستم  •

GBSH شود.  یم نییرزولوشن در ولتاژ شتاب پا شیباعث افزاGBSH-S را به  لوولتیک 5تا  ضیولتاژ تعو افتهیتوسعه  دیجد

 کند. ینمونه اعمال م استیج

 JSM-7900Fمدل  FESEM یدانینشر م یروبش یالکترون کروسکوپیمدر  آشکارساز ستمیس •

را دریافت حداکثر چهار آشکارساز  تا گنالیس قادر است بطور همزمان JSM-7900Fمدل  SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی 

تر(  نیی)آشکارساز الکترون پا LEDهمراه با  JSM-7900Fمدل  FE-SEM یدانیانتشار م یروبش یالکترون کروسکوپیم. نماید

 RBEDو آپشن ( هی)آشکارساز الکترون ثانو USD ن،ی. علاوه بر ادیآ یبالا: آشکارساز لنز( م ی)آشکارساز الکترون ها UEDو 

 شود. دهتواند گنجان ی( مبازگشتی)آشکارساز الکترون 

-JSMمدل  FESEM یدانیر ماشتنا یروبش یالکترون کروسکوپیمدر  دیجدبازگشتی آشکارساز الکترون  •

7900F 

با  JSM-7900Fمدل  FE-SEM یدانیم گسیل یروبش یالکترون کروسکوپیمبازگشتی  یفوق العاده حساس الکترون حسگر

 بیترک ریتصو کیبخشد. به طور خاص، کنتراست  یبهبود م BSEکنتراست کم با مواد  یرا برا زیبه نو گنالینسبت سطراحی جدید 

 .ابدی یم شیافزا نییدر ولتاژ شتاب پا یشده به طور قابل توجه

-JSMمدل  FESEM یدانیم گسیل یروبش یالکترون کروسکوپیمدر  (ACL) افراگمید هیلنز کنترل زاو •

7900F 

قرار دارد، به  شیئیلنز  یکه در بالا JSM-7900Fمدل  SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی ( ACL) افراگمید هیکنترل زاو لنز

 ACL ابد،ی یم شیپروب افزا انیکه جر یزمان یکند. حت یم نهیبه یانیرا در تمام محدوده جر شیئیلنز  افراگمید هیطور خودکار زاو

 یرا برا افراگمید هیزاو نیهمچن ACLپروب را حفظ کند.  نیکوچکتر شهیشود تا هم یم تصادفی یموجب انتشار الکترون ها

 کند. یرا فعال م SEM اتیکند و عمل یپروب کنترل م انیاز جر یادیز راتییتغ

 JSM-7900Fمدل  SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی در  عملکرد خلاء کم •

 هیدهد تا مشاهده و تجز یاجازه م JSM-7900Fمدل  FE-SEM یدانیانتشار م یروبش یالکترون کروسکوپیمعملکرد خلاء کم 

رزولوشن بالا را  JSM-7900Fمدل  SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی  ن،ی. بنابراانجام شود ساده بدون پوشش رسانا لیو تحل

 کند. یدر خلاء کم حفظ م

 

 

 

 

 



 

 JSM-7900Fمدل  FESEM یدانیر ماشتنا یروبش یالکترون کروسکوپیمدر سیستم تعویض نمونه جدید 

 دیجد ستمی. ساستفاده می شود JSM-7900Fمدل  SEM میکروسکوپ الکترونی روبشیتعویض نمونه جدید در  ستمیس کی

نمونه را شده انتقال  تیهدا اتیبا استفاده از عمل JSM-7900Fمدل  FE-SEM انتشار میدانی میکروسکوپ الکترونی روبشی

 . انجام می دهدساده و نرمتر 

 

( را با استفاده از ی)مترولوژ کیعرض خط اتومات یریامکان اندازه گ JSM-7900Fمدل  SEM یروبش یالکترون کروسکوپیم

 کند. یفراهم م SEM ریکنتراست تصاو

 
 

 

 



 

SMILENAVI  میکروسکوپ الکترونی روبشی درSEM  مدلJSM-7900F 

SMILENAVI یاساس اتیعمل بتوانند است تاطراحی شده  انیمبتد یبرا SEM  که اپراتور  ید. هنگامنانجام دهصحیح را

برای هدایت اپراتور به راهنما  SEM GUI شیکند، صفحه نما یم کیکل SMILENAVIبراساس نمودار  کونیآ بر روی یک

 متصل می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 JSM-7900Fمدل  FE-SEM نشر میدانی میکروسکوپ الکترونی روبشیکاربردهای 

 JSM-7900Fمدل  FE-SEM میدانی نشر میکروسکوپ الکترونی روبشیدر بالا  ییمشاهدات با وضوح فضا

 JSM-7900Fمدل  FE-SEM انتشار میدانی میکروسکوپ الکترونی روبشیدر  نانو مواد اکسیدیتصویر  •

 

 JSM-7900Fمدل  FE-SEM میدانی نشر میکروسکوپ الکترونی روبشیدر  نانوذرات فلزیتصویر  •

 



 

 . دیآ یکه توسط انواع آشکارسازها به دست م قابلیتی - گنالیس زیتما •

 JSM-7900Fمدل  FE-SEM میدانی گسیل میکروسکوپ الکترونی روبشیتصویر مواد فلزی در 

 

 

 JSM-7900Fمدل  FE-SEM میدانی نشر میکروسکوپ الکترونی روبشیتصویر مواد استیل 

 



 

 JSM-7900Fمدل  FE-SEM میدانی گسیل میکروسکوپ الکترونی روبشی خلاء کمعملکرد 

 غذا

 

 

 

 

 



 

مشاهده در  تیبا قابل JSM-7900Fمدل  FE-SEM یدانیانتشار م یروبش یالکترون کروسکوپیعملکرد خلاء کم م

 ادیز ییبزرگنما

 JSM-7900Fمدل  FE-SEM میدانی نشر میکروسکوپ الکترونی روبشیدر  شیشهتصویر  •

 نیدر خلاء کم است. ا یبالا حت ییوضوح فضا یدارا JSM-7900Fمدل  FE-SEM گسیل میدانی میکروسکوپ الکترونی روبشی

 شود. یبه وضوح مشاهده م شهیش یبر رو کیارگان لمیف کیموجود در  یمعدن یدهد که پرکننده ها ینشان م ریتصاو

 

 

 

 

 

 



 

 JSM-7900Fمدل  FE-SEM میدانی نشر میکروسکوپ الکترونی روبشیعملکرد بهبود یافته  

 JSM-7900Fمدل  FE-SEM انتشار میدانی میکروسکوپ الکترونی روبشی دیپلت فرم جد •

 بطور قابل توجهی ،یاتیکنسول عمل چیبدون ه ، JSM-7900Fمدل  SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی  دیجد یرونیب یطراح

میکروسکوپ  ن،یشود. بنابرا یم JSM-7900Fمدل  FE-SEM انتشار میدانی میکروسکوپ الکترونی روبشیاندازه باعث کاهش 

 قابل نصب در محیط های مختلف می باشد. JSM-7900Fمدل  FE-SEM گسیل میدانی الکترونی روبشی

 JSM-7900Fمدل  FE-SEM میدانی نشر میکروسکوپ الکترونی روبشی دیتبادل نمونه جد ستمیس •

تبادل ساده  یبرا JSM-7900Fمدل  FE-SEM انتشار میدانی میکروسکوپ الکترونی روبشیدر  دینمونه جد تبادل ستمیس کی

 به کار رفته است. شتریو دوام ب ییکارا شینمونه ، افزا

 JSM-7900Fمدل  FE-SEM میدانی گسیل میکروسکوپ الکترونی روبشیدر  SMILENAVIسیستم  •

SMILENAVI هیاول اتیشده است تا بتواند عمل یطراح انیمبتد یاست که برا یاتیعمل جهت یابی ستمیس کی SEM  را درک

 کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 JSM-7900Fمدل  FE-SEM انتشار میدانی میکروسکوپ الکترونی روبشیعملکرد اتوماتیک گسترش یافته 

 JSM-7900Fمدل  FE-SEM میدانی نشر میکروسکوپ الکترونی روبشیتصویر مواد معدنی در  •

 

 

 JSM-7900Fمدل  FE-SEM میدانی گسیل میکروسکوپ الکترونی روبشیتصویر مواد نرم در  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 JSM-7900Fمدل   SEMمشخصات فنی میکروسکوپ الکترونی روبشی 

  SEM 1.1 nm（ 0.5 kV) *1, 1.0 nm*2میکروسکوپ الکترونی روبشی  رزولوشن

0.7 nm (1 kV) *1, 0.7 nm*2  

0.7 nm (15 kV) *1, 0.6 nm*2  

3.0 nm (5 kV, WD: 10 mm, 5 nA) *1  

*1: Gap method, *2: Edge method 

   FESEM Secondary electron image, Backscattered electron imageتصویر میکروسکوپ الکترون روبشی  نوع

 SEM 0.01 kV to 30 kVمیکروسکپ الکترونی روبشی شتاب دهنده ولتاژ 

 FE-SEM A few pA to 500 nA نشر میدانیمیکروسکپ الکترونی  جریان پروب

 :SEM Photo magnification: ×25 to 1,000,000 (120 × 90 mm) Display magnificationمیکروسکوپ الکترونی روبشی  بزرگنمایی

×75 to 3,000,000 (1,280 × 960 pixels) 

 SEM In-lens Schottky Plus field-emission electron gunمیکروسکوپ الکترون روبشی  تفنگ الکترونی

-FE نشر میدانی یروبش یالکترون کروسکوپیمآشکارساز 

SEM 

Upper electron detector (UED), Lower electron detector (LED) 

 FE-SEM Super Hybrid Lens (SHL)لنز شیی میکروسکوپ الکترونی روبشی 

 SEM Built-in نشر میدانیمیکروسکپ الکترونی  کنترل زاویه دیافراگم

 FE-SEM Focus, Astigmatism correction, Brightness, Contrastعملکرد اتوماتیک میکروسکوپ الکترونی روبشی 

 SEM Full eucentric goniometer stageمیکروسکوپ الکترون روبشی  استیج نمونه

X 
Y 

WD (Z) 
Tilt 

Rotation 
Motor control 

70 mm 
50 mm 

2 mm to 41 mm 
-5 to +70° 

360° 
5-axis motor control 

 FE-SEM SIP, TMP, RPمیکروسکوپ الکترونی روبشی سیستم خلاء 

  ∅SEM Maximum dia.: 100 mmمیکروسکوپ الکترونی روبشی محفظه تعویض نمونه 
Maximum height: 40 mm H 

 

 


